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Las patentes como fuente de informacion tecnologica

Los resultados de la innovacion tecnoldgica
se han impuesto como un componente
esencial para comprender el crecimiento
economico y la competitividad de paises,
regiones e instituciones. El progreso de
la llamada sociedad de la informacién
ha propiciado una amplia generaciéon de
documentos de caracter cientifico-técnico,
entre ellos, el documento de patente.

Las patentes son la mayor fuente de
informacién tecnolégica sobre invenciones
de productos y métodos. Asi como los
articulos cientificos se aceptan como
un reflejo legitimo de la investigacion
cientifica, las patentes se aceptan como
un reflejo de los logros tecnolégicos. De
este modo, se constituyen un medio para
proteger las invenciones desarrolladas por
empresas, instituciones o personas y pueden
interpretarse como indicadores de invencion.

La informacién sobre patentes muestra
diferentes indicaciones y sirve para diferentes
propositos. Por ejemplo, el titulo de una
patente es una frase corta y concisa que

indica el tema al que se refiere la invencién,
mientras que el resumen de una patente
sintetiza la invencion dentro del ambito de
proteccion de la patente.

Una patente es un derecho exclusivo de
propiedad intelectual otorgado por una
invencién, que puede ser una persona
natural o juridica, y que es un producto o
un proceso que proporciona, en general,
una nueva forma de hacer algo, u ofrece
una nueva solucién técnica a un problema.
Para obtener una patente, la informacién
técnica sobre la invencion debe divulgarse
al publico en una solicitud de patente
(WIPO, 2001; INPI, 2020). La concesidon de
una patente representa el derecho del
titular a excluir a terceros de la fabricacion,
uso o venta de su invencién en el territorio
protegido (Trippe, 2015). Ademas, una
patente “es un titulo de propiedad industrial
sobre una invenciéon o modelo de utilidad.
Un premio que otorga el estado como
recompensa al inventor” (Placido Amadei &
Vitale Torkomian, 2009, p. 10).



Para explotar la invencién en el mercado, la
patente debe pasar un examen cuidadoso
por parte de las oficinas de patentes. Para ello,
es necesario presentar la carta de patente,
emitida por uno de los 6rganos reguladores
de la propiedad intelectual del territorio en
el que desea proteger su invencién, ya sea
a nivel nacional, regional o internacional.
Algunos ejemplos de oficinas de patentes
lo constituyen el Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual (INPI), de Brasil, la
Oficina de Patentes de Estados Unidos
(USPTO) y la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial (OCPI), para el nivel nacional;
la Oficina Europea de Patentes (EPO), en
nivel regional; y de caracter internacional,
la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

La OMPI gestiona el Tratado de Cooperacién
en materia de Patentes - Patent Cooperation
Treaty (PCT), un acuerdo entre naciones
que tiene como objetivo la cooperacién en
la presentacién, investigacion y examen de
solicitudes de proteccion de invenciones
(WIPO, 2001). Esta modalidad funciona de
la siguiente manera: el solicitante solicita
la patente via PCT y elige en qué paises
quiere proteger su invencion, cada oficina

European Patent Office / Tomada de Pixabay (Autor: Hans Braxmeier)

seleccionada realizard el examen y decidira
si su patente sera otorgada o no (Sternitzke,
2009).

El documento de patente tiene un estandar
internacional que facilita su acceso, debido a
la cuidadosa descripcién de la informacion.
Ademads, cuenta con un sistema de
clasificacion especifico basado en las areas
tecnoldgicas en las que se entienden las
invenciones: la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP) (Guzman Sanchez, 1999). Es
importante sefalar que no toda invencién se
transforma en innovacion, ya que ésta solo
es efectiva si el mercado la acepta (Barbieri &
Alvares, 2005).

Por lo tanto, la patente es un documento
Unico que tiene una doble funcién, siendo
considerada una fuente de informacion
altamente especializada, ademds de servir
como documentacién para la transferencia
tecnolégica, es decir, la comercializacion
de un objeto inventivo proveniente de la
actividad cientifica o tecnolégica (Noruzi &
Abdekhoda, 2012).

Al optar por el registro de patentes, una
empresa generalmente tiene como objetivo
proteger sus invenciones, evitando que
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terceros se aprovechen de los esfuerzos
realizados en innovaciéon de forma gratuita.
Existen varias razones para patentar, algunas
de naturaleza econdmica como, una
posicion fortalecida en el mercado, mayores
posibilidades de retorno de la inversién, la
posibilidad de vender o licenciar la invencion,
un instrumento legal contra los falsificadores,
fomentar la competencia para desarrollar
nuevas tecnologias o mejorar las existentes
(Costa Fagundes et al., 2014).

También se pueden mencionar ventajas que
van mas alld de la economia, tales como,
incentivos para el desarrollo tecnoldgico,
estimulo a la investigacion cientifica y la
difusion de conocimientos practicos vy
econdmicos, creacion de nuevos mercados
y satisfaccion de necesidades latentes de
consumidores (Ferreira et al., 2009).

Cabe mencionar que las patentes tienen un
plazo de vigencia, luego de este periodo
de privilegio, la invenciéon pasa al dominio
publico, lo que puede resultar en nuevas
apropiaciones de conocimiento tecnoldgico,
con inversiones inferiores a las practicadas
en la patente original, ademds de estar
disponible para uso, que puede proporcionar
subsidios para futuros proyectos cientificos
(Canongia et al., 2007).

Los documentos de patentes contienen una
gran cantidad de informacién importante
que se puede utilizar para construir

escenarios tecnoldégicos y econdmicos;
por lo tanto, el analisis de documentos de
patentes es un medio comunmente utilizado
para apoyar los diferentes métodos de
prospeccion tecnoldgica (Faria et al., 2018;
Makhoba & Pouris, 2019).

Los documentos de patentes tienen ventajas
como fuente de informacién, entre las
que se incluyen: el acceso a informacion
que a menudo no se divulga en otra
forma de literatura; formato relativamente
estandarizado, que incluye un resumen,
informacién bibliografica, una descripcion
y, en la mayoria de los casos, también
dibujos que ilustran la invencion y detalles
completos sobre la solicitud; clasificacion
internacional segun campos técnicos; estado
del arte, en un contexto internacional,
en los desarrollos tecnoldgicos de las
respectivas areas de tecnologia; ejemplos de
aplicabilidad industrial de una invencion; asi
como, cobertura de practicamente todos los
campos de la tecnologia.

Tales caracteristicas hacen de las patentes
la coleccion mas grande, mejor clasificada
y actualizada de documentos técnicos
sobre nuevas tecnologias desarrolladas
por empresas publicas, privadas y agencias
gubernamentales. Por consiguiente,
las patentes constituyen una fuente de
informacién valiosa para la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovacién (CTI). &

Tomada de Unsplash (Autor: Markus Winkler)
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La patentometria y su importancia en los estudios de CTI

Comprender la dinamica cientifica vy
tecnolégica detrds de las tecnologias
innovadoras es crucial para ayudar a
las organizaciones en su planificaciéon
estratégica de investigacién, desarrollo e
innovacion (I+D+i). Es muy valioso, tanto para
la toma de decisiones presente como futura,
determinar el panorama del conocimiento
de un campo de investigacion. Esto incluye
estadisticas relacionadas con el crecimiento
del campo, como los paises que lideran el
desarrollo, las instituciones mas prolificas
y las tecnologias destacadas, que pueden
utilizarse para determinar las tendencias
tecnolégicas mundiales.

Los documentos de patentes contienen
mucha informacién tecnolégica y comercial
y tienen una influencia importante en la
innovacion y el desarrollo tecnolégicos. El
andlisis de patentes transfiere los datos de
los documentos de patentes a informacién
sistematica y valiosa, lo que proporciona
una visién general de la actividad técnica
internacional y las politicas y estrategias
tecnoldgicas adoptadas por las naciones.

A partir de todas las fortalezas que tienen
las patentes como fuente de informacion,
describir el desarrollo tecnolégico en
funcién de las patentes concedidas que
tiene un pais puede ser una via muy
efectiva para identificar gran variedad
de aspectos presentes en los procesos
de innovacion tecnoldgica. Los avances
tecnolégicos juegan un papel importante
en el escenario socioeconémico de un pais,
y una forma de medir este desempefio es
mediante el andlisis de patentes (Reitzig,
2003).

En este orden de ideas, se insertan los
Estudios Métricos de la Informacion (EMI),
uno de los campos de investigacion de
las Ciencias de la Informaciéon que utilizan
el anadlisis estadistico para plantear e
inferir estos indicadores, con el objetivo
de monitorear y analizar el conocimiento
cientifico y tecnolégico, asi como,
ayudar y fomentar la evaluacién de
politicas publicas y financiamiento para
el desarrollo de la CTl (Vasconcelos, 2014;
Moed, 2017).
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Los EMI se dividen en subareas para
la presentacién de diferentes objetos
de estudio y practicas de medicién de
informaciéon, como la bibliometria, que
tiene como objetivo analizar la produccion
cientifica a partir de libros y articulos;
cienciometria, que analiza la ciencia
y los flujos de comunicacién cientifica
en diferentes areas del conocimiento; y
patentometria, que genera indicadores
a partir del analisis de la presentacion de
patentes, los registros de invenciones e
innovaciones y los documentos de patentes
(Macias-Chapula, 1998; Guzmdan Sanchez,
1999; Oliveira, 2018).

Como estudio independiente de patentes,
la patentometria muestra similitudes
con la bibliometria y analiza las patentes
cuantitativa y cualitativamente (Narin 1998).
El andlisis patentométrico se ha utilizado
ampliamente en la evaluacién del modo de
innovacion y su impacto en el comercio y
la produccién, la estructura de la industria
y el desempefo empresarial, asi como en
las relaciones entre ciencia y tecnologia
(Castriotta & Di Guardo, 2016), facilitando
asi, conocer los avances de la tecnologia
industrial, identificando la estrategia de los
competidores y obteniendo una ventaja
competitiva.

No es muy usual encontrar el término
patentometria en la literatura, incluso con
algunos trabajos que utilizan el término
patentometria para describir los estudios
métricos de patentes (Guzman Sanchez,
1999; Diaz Pérez, 2010; Motta et al., 2015;
Cativelli et al., 2020; Moura et al., 2020) esta
aplicacién aun no es muy recurrente en la
literatura y suele definirse como andlisis de
patentes, estadisticas de patentes, estudios
bibliométricos usando indicadores de
patentes o la bibliometria de patentes. Es
por ello que, se considera a la patentometria
como una de las técnicas que componen el
grupo de métodos analiticos pertenecientes
a la Bibliometria.

Tomada de Cointelegraph

El analisis métrico de patentes es una
herramienta imprescindible para monitorear,
controlar, evaluar y mantener una vigilancia
cientifico-tecnolégica competitiva de los
resultados generados en actividades de
[+D+i, asi como, un instrumento necesario
para documentar la elaboracién de politicas
en CTl y la definicién de prioridades para
el desarrollo articulado de una regidn,
pais, institucién o cualquier otra instancia
(Giraldez Reyes et al., 2008).

En general, la patentometria se utiliza
con mayor frecuencia para implementar
el andlisis de patentes. El objetivo de



este método es encontrar el estado, la
relacién, la base tecnolégica y cientifica
de las patentes.

Tres caracteristicas son esenciales en los
documentos de patentes para ayudar a
este tipo de estudio: la estructura uniforme
en la presentacion, que simplifica la
seleccion de aspectos de interés; la
organizaciéon de documentos, que permite
la recuperacién de material para un area
tecnolégica determinada, una organizacion
determinada, un sector econdmico
determinado o incluso un pais particular;
y la disponibilidad de bases de datos
automatizadas, incorporadas con resimenes
bibliograficos y textos de estos documentos,
que facilitan el acceso (Guzman Sanchez,
1999).

De acuerdo con los planteamientos
anteriores, la patentometria constituye una
herramienta de gran significacion para la
gestion de la tecnologia, pues posibilita
la creacion de tecnologia (decisiones
sobre I|+D+i, identificacion de alianzas e
inversiones); el almacenamiento de
tecnologia (gestion de recursos humanos
y gestion del conocimiento); el uso de
tecnologia (proteccion efectiva de la
tecnologia, maximizacién del valor de la

Tomada de Entrepreneur.com

cartera de patentes, definiciones estratégicas
y operativas (Ernst, 2003).

Con el empleo de este método los datos
contenidos en las patentes pueden
analizarse de varias formas y con diferentes
finalidades, tales como: determinar la
novedad de la invencidon; analizar las
tendencias tecnoldgicas; prever desarrollos
tecnolégicos en un darea especifica del
conocimiento; realizar la planificacion
tecnoldgica estratégica; identificar
infracciones de patentes; determinar la
calidad de las patentes para acciones de
[+D+i; identificar patentes prometedoras;
elaborar mapas tecnoldgicos; observar
brechas y picos tecnoldgicos; y monitorear
las tecnologias de la competencia (Abbas et
al., 2014; Oldham, 2016; Faria et al., 2018).

Adicionalmente, permite un mayor
acercamiento a la realidad tecnoldgica;
asi como, identificar nichos tecnoldgicos
de industrias y firmas; identificar redes de
innovacion en el desarrollo de tecnologias;
y posibles relaciones entre si (ciencia-
tecnologia). Ademds, se emplean las
patentes para evaluar las investigaciones, la
evolucién de las tecnologias y el desarrollo
de diferentes dominios (Stuart & Podolny,
1996; Brooks, 1994; Narin, 1998).
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Asimismo, posibilita la construccion de
perfiles inventivos, identifica fuentes clave
de innovacién para determinar tendencias
productivas permitiendo conocer el
comportamiento de un campo o drea
tecnoldgica bajo la tematica de la inteligencia
tecnologica competitiva. Este hecho brinda
un panorama sobre el comportamiento
del sector tecnoldgico, y se presenta como
un indicador para la toma de decisiones en
materia de proyectos de inversion, lo que
mitiga los riesgos financieros involucrados
en estas inversiones. El éxito de muchos
proyectos depende en gran medida de la
viabilidad del estudio, y el conocimiento
de las tendencias tecnolégicas se presenta
como un factor significativo en este contexto.

Del mismo modo, permite el mapeo de
posibles rutas tecnolégicas, lo que contribuye
a sefalar futuros temas de investigacion.
Se utiliza cada vezmas para definir estrategias
comerciales, lo que proporciona un valioso
apoyo para la toma de decisiones sobre la
planificacién nacional de la investigacion, la
innovacion y el desarrollo, ademas de ayudar
en la seleccién de proyectos tecnoldgicos
(Aaldering & Song, 2019).

La patentometria implica una serie de
pasos, que incluyen definir la base de datos
de patentes, extraer datos, normalizar
informacién, analizar informaciéon e
inferencias. Las patentes contienen datos
estructurados (titular, inventor, fecha de
presentacion, fecha de publicacion, fecha
de prioridad, clasificaciéon internacional
de patentes (IPC), codigo de pais para la
presentacion, citas) y no estructurados
(titulo, resumen, informe descriptivo vy
reivindicaciones) (Trippe, 2015). La mezcla
de datos y los pasos para la construccion
del andlisis requieren del conocimiento
y habilidad del analista para manejar
herramientas.

En este orden de ideas, los pasos esenciales
para el analisis de patentes se centran
en definir las bases de datos a consultar;
el alcance de la busqueda de patentes;
descargar los documentos seleccionados
en funcion del alcance; eliminar duplicados,
redundancias y documentos que no se
relacionan directamente con el tema objeto
de analisis; realizar analisis estadistico y
cualitativo. &

—

Tomada de Pexels (Autor: Christina Morillo)
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Principales indicadores patentométricos

Los datos contenidos en las patentes
son recursos integrales para caracterizar
invenciones y establecer indicadores
apropiados. La informacién generada a
partir de las patentes puede ser utilizada
en la evaluacion de tecnologia, gestion de
portafolios, concentracién de tecnologia,
identificacion y evaluacion de fuentes
potenciales para la generacion externa de
conocimiento tecnolégico.

Los indicadores de patentes transmiten
informacién sobre los procesos de las
actividades inventivas. Por lo tanto, las
estadisticas de patentes evaluaran las
actividades de CTI.

Aunque se han originado algunos
indicadores especificos para el andlisis de
los documentos de patentes (indicador de
valor comercial, ciclo de vida de un producto,
etc.) por lo general, se utilizan adaptaciones
de los indicadores aplicados a los analisis

bibliométricos de las bases de datos
cientificas. Se analizan mayoritariamente:
productividad, colaboracién, analisis
tematico y co-citacion (Diaz Pérez, 2010).

Segun Guzman Sanchez (1999), los
indicadores patentométricos se pueden
dividir en cuatro grupos: indicadores de
actividad, indicadores relacionales de
primera generacion, indicadores relacionales
de segunda generacién y familia de patentes.

Los indicadores de actividad tienen la
funcién de medir las fortalezas y debilidades
de la tecnologia, reconociendo el impacto
que produce en un area o institucion
cientifica e identificando la empresa o
pais que es lider en una determinada
tecnologia, realizando un analisis de acuerdo
a tres aspectos esenciales: numero de
distribucion de patentes; productividad de
cientificos, paises e instituciones; y nimero
de citas.
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Los indicadores relacionales de primera
generacién interactian con los diferentes
campos de la tecnologia, y sus principales
funciones son analizar el desarrollo
innovador, identificar frentes tecnoldgicos,
analizar la coherencia e integraciéon de
una comunidad cientifica e identificar
especialidades afines, estructurdndose en
base a los siguientes aspectos: empresas
conjuntas en patentes; redes de citas; citas
de un documento a otro; y co-cita.

Los indicadores relacionales de segunda
generacion, creados para tratar el contenido
del documento, consideran la informacion
presente en el titulo, en el resumen o
en el propio texto. Tiene un indicador
mas conocido, el de co-ocurrencia o co-
palabra, elaborado a partir del estudio de la
aparicién conjunta de palabras, que consiste
en reducir el texto cientifico o técnico al
conjunto de apariencias conjuntas entre las
palabras que lo componen, lo que posibilita
la identificacién de temas o problemas de
investigacion, las relaciones entre los temas
de investigacién y la transformacion de los
temas y sus relaciones.

La familia de patentes, al ser una fuente de
generaciéon de indicadores con caracteristicas
propias, tiene una importancia fundamental
para la patentometria, incluyendo una

relacion entre el valor econémico de la
patente y el tamafio y composiciéon de la
familia de patentes.

Por lo tanto, como principales resultados
del andlisis de indicadores de patentes se
destacan:
. Identificacion de autores, entidades,
paises y sectores lideres, asi como el
impacto de estos.

. Identificacion de competidores y
posibles socios.

. Evolucién de la técnica en el sector.

. Caracterizacion de las empresas
involucradas en el sector teniendo en
cuenta su comportamiento, impacto y el
andlisis de las citaciones y co-citaciones.

. Determinacion de las principales
tendencias tecnoldgicas.

. Identificacion de senales débiles.

Con base en los indicadores de patentes,
es posible visualizar la inversion en CTI
en el contexto internacional y nacional.
Los estudios que utilizan el documento
de patente contribuyen a verificar las
solicitudes de acuerdo con las politicas
nacionales, empresariales, estratégicas vy
también a hacer panoramas de la actividad
tecnolégica. &

Tomada de Startup Stock Photos
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Herramientas para el andlisis de patentes

Hay varias herramientas disponibles para
extraer las patentes relevantes de las diversas
bases de datos. Los autores distinguen entre
técnicas de mineria de texto y enfoques de
visualizacion.

El estudio de las bases de datos de patentes
aporta importantes indicadores tecnolégicos
segun el escenario de estudio. Por tanto,
es importante saber cémo encontrar
informacién sobre patentes, cbmo analizar
los resultados de estas invenciones y qué
base de datos esta indicada para el estudio.

Las herramientas de soporte se pueden
separar en dos tipos, las destinadas a la
mineria de datos (datos estructurados) y las
aplicadas a la mineria de textos (datos no
estructurados) (Abbas et al., 2014). Oldham
(2016) muestra un portafolio de herramientas
gratuitas (cédigo abierto) enfocadas en el
andlisis de datos de patentes, destacando
aplicaciones para consolidacién de tablas,

limpieza de datos, visualizacién de redes,
visualizacion de datos, infografias, mapa
geografico, mineria de datos y mineria de
textos.

A continuacion, se exponen algunas de las
herramientas empleadas en el andlisis de
patentes, otras herramientas, se pueden
consultar en la literatura sobre el tema
(Guzman, 1999; Diaz Pérez, 2010; WIPQO, 2016;
Cativelli et al., 2020; Moura et al., 2020).

- Derwent Innovations Index es una
potente herramienta de busqueda de
patentes que combina Derwent World
Patent Index vy Patent Citation Index,
junto con Chemistry Resource (bajo
suscripciéon independiente). Actualizado
semanalmente, contiene unos 16 millones
de patentes de invenciones basicas desde
1963 de unas 41 autoridades emisoras de
patentes. Este recurso da a los usuarios una
vision de conjunto extensa e internacional
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Y 4

PAGINA 13




~
S
N
N
5
£
=
b
o
S
5
g
=
-
]
=
E
v
o
S
bl
£
S
[

y 4

PAGINA 14

de invenciones en tres categorias:
quimica, ingenieria electrénica y eléctrica
e ingenieria mecanica. (https:/clarivate.
com/webofsciencegroup/solutions/
webofscience-derwent-innovation-index/)

ORBIT es una base de datos de patentes
comercial con posibilidad de busqueda a
través de la web, disponible por Questel,
con cobertura de texto completo de las
colecciones PCT, china, europea, japonesa y
estadounidense, asi como de una variedad
de otras colecciones, principalmente
europeas. Se dispone de los datos
bibliograficos de la coleccion coreana.
Los documentos de patente se agrupan
en registros de la base de datos segun
el esquema propietario de familias de
patentes FamPat. (https://www.orbit.com/)

IPscore es una herramienta de analisis
para la evaluacion de patentes, tecnologias
patentadas y proyectos de [+D+i, ofrecida
gratuitamente por la Oficina Europea de
Patentes (EPO) para la gestién de cartera

de patentes. La herramienta aporta
informacién cuantitativa y cualitativa
en términos de previsiéon financiera
para evaluar la tecnologia. Ademas,
proporciona graficos e informes que
facilitan la comunicacién de los resultados
de evaluacion. (https:/www.epo.org/
searching-for-patents/business/ipscore.
html#tab-1)

TIM ANALYTICS es una herramienta
abierta de mineria de texto y analisis,
ideada para ayudar en estrategias
analiticas de inteligencia tecnoldgica,
posibilitando extraer conocimiento de
grandes y complejos volumenes de datos.
Especializada en el procesamiento y
andlisis de documentos cientificos como
publicaciones, patentes o proyectos
de I+D+i, a partir de las que ofrece
herramientas de analisis y servicios
tecnolégicos en abierto. (https://
knowledge4policy.ec.europa.eu/text-
mining/topic/tim analytics en)
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- WIPO INSPIRE ofrece un indice de
informes especializados en informacion
sobre patentes de la OMPI, que ayuda a los
distintos interesados a buscar en la multitud
de bases de datos sobre patentes en todo
el mundo al proporcionar gratuitamente
informes completos, imparciales vy
estructurados sobre la amplia variedad
de bases de datos de patentes existentes.
(https://inspire.wipo.int/)

- CLIR ayuda a mejorar la traduccion
automatica de las palabras clave de
busqueda en la definicion de consultas
multilinglies para la localizacién de
patentes PCT y colecciones nacionales de
patentes. Desde esta interfaz es posible
elaborar consultas multilinglies de patentes
en mas de diez idiomas diferentes, gracias
al software de inteligencia artificial de la
OMPI por el cual la herramienta es capaz de
traducir y sugerir el Iéxico mas adecuado
a partir del analisis estadistico de los
documentos y terminologia de patentes
mas apropiada. (https:/patentscope.wipo.
int/search/en/clir/clir.jsf?new=true)

- Espacenet es una de las bases de datos
de patentes de referencia en la busqueda

y andlisis de este tipo de informacion
tecnoldégica, al permitir acceder a mas de
110 millones de documentos de patentes
de todo el mundo de manera gratuita.
Entre otras potencialidades ofrece una
busqueda avanzada orientada a facilitar
mas posibilidades en las ecuaciones de
busqueda, la inclusion de Patent Translate
para facilitar traducciones en tiempo real,
asi como mayores posibilidades para la
visualizacion grafica de resultados. (https:/
worldwide.espacenet.com/patent/)

Pat-Informed es una herramienta de
busqueda de patentes de productos
farmacéuticos, al relacionar la informacion
contenida en las patentes a nivel mundial
con los nombres de productos de
medicamentos del mercado. Desarrollada
por la OMPI y la Federacion Internacional de
Asociaciones de Industriales Farmacéuticos
(IFPMA), en colaboracién con 20 empresas
farmacéuticas internacionales. Su mision
es responder al desafio de superar el
desfase tradicionalmente existente en la
informacién sobre patentes de productos
farmacéuticos.  (https:/www.wipo.int/

patinformed/)
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- WIPO Pearl es una base de datos

especializada en terminologia multilingte
procedente de documentos de patentes,
que ayuda a seleccionar los términos mas
adecuados. Contiene mas de 170 000
términos y conceptos, en los 10 idiomas del
PCT, que han sido validados por expertos
linglisticos y terminolégicos del PCT.
Permite realizar busquedas lingUisticas
y por mapas conceptuales. (https:/
wipopearl.wipo.int/es/conceptmap)

Intelligo es un explorador que ofrece
una forma distinta de acceder y visualizar
grandes colecciones de informacion
textual, a través de la generacion de
mapas de los temas de interés buscados
por cada usuario. Esta herramienta
puede ser utilizada, gratuitamente, por
investigadores, docentes y estudiantes para
descubrir, a través de mapas, informacion
relevante en las colecciones disponibles de
informacién en Internet. Ademas, puede
servir a expertos en propiedad intelectual
o inteligencia estratégica para segmentar
conjuntos de patentes en base a estrategias
de busqueda, visualizar sus temas

principales, inventores, solicitantes y demas
campos de interés de los documentos de
patentes. (http:/patentométricos-intelligo.
info/)

Patent Pulse es una plataforma de
busqueda y andlisis de patentes
especialmente adaptada a las pymes que
quieren explotar informacion tecnoldgica.
Su excelente relaciéon calidad/precio lo
hace muy asequible. (https:/www.patent-

pulse.com)

Google Patents es un servicio de busqueda
de patentes y solicitudes de patente que
ofrece el gigante tecnoldégico Google.
Este servicio fue creado en el afno 2006,
y desde entonces ha acumulado mas de
120 millones de patentes pertenecientes
a 100 oficinas de patentes en todo el
mundo. Gracias a este buscador se pueden
encontrar patentes, solicitudes, referencias,
reclamaciones, planos, graficos, dibujos
y todo tipo de documentos relacionados
con una determinada patente. Ademas de
realizar consultas en linea, permite realizar
descargas. (https:/patents.google.com/) &
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